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Wynalazek dotyczy urzgdzenia do regulacji i
wzorcowania w szczegoélnoSci refraktometrow w
warunkach poza obiegiem przemyslowym bada-
nego medium bez wuzycia specjalnego oprzyrzado-
wania laboratoryjnego.

Uzywane dotychczas do tego celu urzadzenia
charakteryzuja sie skomplikowang konstrukcja,
duzym ciezarem oraz znacznymi wymiarami ga-
barytowymi. Z tego pnowodu sg one niewygodne
w uzyciu. Inne urzgdzenia, oparte na podobnej
zasadzie dzialania i czeSciowo podobnym zasto-
sowaniu, tak zwane refraktometry rejestrujace, sa
montowane mna specjalnych stotach laboratoryj-
nych i sg przeznaczone w szczegblnoSci do wy-
konywania seryjnych analiz, do cigglej kontroli
reakeji chemicznych itp.

Konstrukcja tych urzgdzen jest réwniez skom-
plikowana. Na przykiad komora pomiarowa o
objetoSci 0,25 ml z wloskowatg rurkg, w ktérej
znajduje sie badany plyn, jest czesto narazona na
mechaniczne uszkodzenia. OczywiScie urzgdzenia
wyzej wymienione moga stuzyé réwniez do wzor-
cowania refraktometrow. Sg one jednak bardzo
kosztowne i trudno dostepne.

Przedmiot wynalazku ma na celu usuniecie wad
znanych urzgdzen, przez cpracowanie konstrukcji
urzgdzenia umozliwiajgcego latwe wzorcowanie
refraktometru oraz jego regulacje wraz z dobo-
rem termokompensatora dla roéznych cieczy ba~
danych metodg analizy refraktometrycznej w za-
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gianym zakresie temperatur mierzonego medium,
Pomyst polega na skonstruowaniu urzgdzenia
majacego niewielkie wymiary gabarytowe, maty
ciezar, racjonalng pojemno$§é cieplng oraz cha-
rakteryzujgcego sie latwosScig obstugi dzieki bez-
poSredniemu mocowaniu tego urzadzenia na
wzierniku wyjSciowym analizatora refraktome-
trycznego.

Tego rodzaju konstrukcja utatwia wzorcowanie
refraktometru, umozliwia sprawdzenie wzorcowa-
nia bezpoSrednio u uzytkownika bez potrzeby wy-
sylania refraktometru do producenta dysponuja-
ceg-b wielkogabarytowym, kosztownym stanowis-
kiem pomiarowym oraz stwarza mozliwo§é ba-
dania prébek w dowolnym zakresie temperatur.

Urzadzenie wedlug wynalazku w przykladzie
wykonania jest uwidocznione na rysunku, na- kté-
rym fig. 1 przedstawia jego przekr6j poprzeczny,
a fig. 2 — urzadzenie zamocowane do plyty czo-
towej refraktometru w przekroju wzdiuznym.

Jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2 urzadzenie
sklada sie z pomiarowej glowicy 1 w ksztalcie
kuli polgczonej w sposéb trwaly z czolowg piyta
2 w ksztalcie kola, w ktéorg wmontowana jest
pierécieniowa uszczelka 3 wykonana z gumy lub
innego elastycznego tworzywa, z walcowatego ze-
wnetrznego plaszcza 5 majgcego przepusty wlo-

_towy 6 i wylotowy 7. Pomiarowa glowica 1 wy-

posazona jest w przepusty 9, 11, 13, i 14.
Przepusty umozliwiajg dokonanie nastepujacych
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czynnoSci: przepust 9 — wprowadzenie zespolu
termokompensatora 8 do wnetrza pomiarowe)
glowicy 1, przepust 11 — wprowadzenie termo-
metru kontrolnego 12, przepust 13 — napelnienie
pomiarowej glowicy 1 badanym medium, to zna-
czy podiaczenie pomiarowej glowicy 1 do obiegu
cigglego, a w przypadku badania prébki — na-
petnienie glowicy 1 przy pomocy gumowej rurki
i lejka, przepust 14 — odptyw badanego medium
z pomiarowej glowicy 1 lub spust prébki po
otwarciu zaworu 15.

Zewnetrzny plaszcz 5 umozliwia, po podlgczeniu
dowolnego ultratermostatu ma przykiad z wymu-
szonym obiegiem cieczy termostatujgcej, wytwo-
rzenie otoczki wodnej wok6t pomiarowej glowi-
cy 1 co, przy wykonaniu tejze glowicy 1 z blachy
miedzianej, zapewnia racjonalng wymiane ciepta
i doprowadza badane medium do stalej, zadane]j
temperatury, ktoérej uchyb jest zalezny tylko od
klasy termostatu wspoéipracujgcego z danym
refraktometrem. Urzgdzenie wedlug wynalazku
mocuje sie do czolowej plyty 4 refraktometru za
pomoca montazowych S§rub 16, zapewniajac w ten
sposbb bezposredni kontakt badanego medium z
wziernikiem wyjSciowym refraktometru, przy
czym pierScieniowa uszczelka 3 zabezpiecza me-
dium przed wyciekaniem na zewnatrz urzadzenia.

Dla lepszego zrozumienia wynalazku podano ni-
zej przykladowo spos6b pomiaru badanego me-
dium za pomocg urzadzenia. Po zamocowaniu
urzadzenia do czolowej piyty 4 refraktometru w
miejsce wziernika wyjSciowego 1 uszczelnieniu
przestrzeni pomiarowej przez silne dokrecenie
montazowych $rub 16 podlgcza sie przepusty 6i7
zewnetrznego plaszcza 5 do wuliratermostatu od-
cinkami weza gumowego. Po nastawieniu ultra-,
termostatu na zZadang temperature i otwarcid’
obiegu cieczy termostatujgcej napelnia sie po-
miarowg glowice 1 medium badanym. Je§li jest
to probka, zamyka sie zawér 15 i po nalozeniu
rurki, zakoficzonej np. lejkiem, na przepust 13,
napelnia sie pomiarowa glowice 1. Je§li badanym
medium jest roztwér o obiegu wymuszonym,
o niskim ci$nieniu do 0,5 atm., zawér 15 pozosta-
wia sie otwarty.
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Doptyw medium do pomiarowej glowicy I
przyjmuje obieg: rurociag, zawér 15 i przepust 14,
pomiarowa glowica 1 przepust 13, rurociag lub
odwrotnie. Po zroéwnaniu sie temperatury ba_da-
nego medium, odczytywanej na termometrze kon-
trolnym 12, z temperaturg okreS§long dla danego
pomiaru, dokonuje sie odczytu wskazan miernika
refraktometru. W celu przemieszania medium
przed dokonaniem odczytu, w przypadku proébek,
przez otwor przepustu 13 wprowadza sie dowolne
mieszadetko lub reczng pompke powietrzng wyj-
mowang na moment odczytu.

Urzadzenie wedlug wynalazku powinno znalezZé
zastosowanie przy wzorcowaniu, regulacji i do-
borze termokompensatoréw dla refraktometrycz-
nych analizatoré6w fotoelektronicznych w zakla-

dach produkcyjnych i u uzytkownikéw refrakto-

metréw, gdyz upraszcza wykonanie wzorcowania
i umozliwia dokonywanie okresowych kontroli
bezpo$rednio u uzylkownikéw dajgc w efekcie
oszczedno§é kosztéw czasowych transportu, de-
montazu, skrbécenie przestojow na przeglady oraz
bezpoSrednio wielokrotnie obniza koszt wykona-
nia samego stanowiska pomiarowego.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do regulacji i wzorcowania refrak-
tometréw, majgce komore pomiarowsg otoczong
plaszczami pomiedzy ktérymi znajduje sie ciecz
o regulowanej temperaturze, znamienne {ym, :ze
pomiarowa glowica (1) polgczona jest trwale z
czolows plyta (2), uszczelniona uszczelka (3), umoz-
liwiajgcg bezpoSredni kontakt badanego medium
z wziernikiem wyjSciowym refraktometru, przy
czym pomiarowa glowica (1) jest polgczona za po-
mocg przepustéw (13) i (14) z przewodami dopro-
wadzajacymi i odprowadzajgcymi badane medium.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze ma przepust (9), stluzacy do wprowadzania
zespolu termokompensatora (8) do wnetrza po-
miarowej glowicy (1) oraz jest wyposazone W
montazowe S$ruby (16), sluzgce do zamocowania
urzgdzenia w miejscu wziernika wyjSciowego re-
fraktometru.
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